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t i ª u   c h u È n   q u è c  g i a                                  TCVN 5120 : 2007 

XuÊt b¶n lÇn 2 

 

 

§Æc tÝnh h×nh häc cña s¶n phÈm (GPS) −−−− Nh¸m bÒ mÆt: ph−¬ng ph¸p 
profin −−−− ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ c¸c th«ng sè nh¸m bÒ mÆt 

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profin method - Terms, definitions 

and surface texture parameters 

 

1   Ph¹m vi ¸p dông  

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh thuËt ng÷, ®Þnh nghÜa vµ c¸c th«ng sè ®Ó x¸c ®Þnh nh¸m bÒ mÆt (®é nh¸m, ®é 

sãng vµ profin ban ®Çu) b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p profin. 

2   Tµi liÖu viÖn dÉn  

ISO 3274 : 1996, Geometrical Product Specifications (GPS) Surface texture: Profile method - Nominal 

characteristics of contact (stylus) instruments {§Æc tÝnh h×nh häc cña s¶n phÈm (GPS) - Nh¸m bÒ mÆt: 

Ph−¬ng ph¸p profin - §Æc tÝnh danh nghÜa cña c¸c dông cô tiÕp xóc (®Çu tiÕp xóc)]. 

ISO 4288 : 1996, Geometrieal Product Specifications (GPS) Surface texture: Profil method - Rules and 

procedure for the assessment of surface texture {§Æc tÝnh h×nh häc cña s¶n phÈm (GPS) - Nh¸m bÒ 

mÆt: Ph−¬ng ph¸p profin - Qui t¾c vµ qui tr×nh ®¸nh gi¸ nh¸m bÒ mÆt]. 

ISO 11562 : 1996, Geometrieal Product Specifications (GPS) Surface texture: Profile method - 

Metrological characterization of phase correct filters {§Æc tÝnh h×nh häc cña s¶n phÈm (GPS) - Nh¸m bÒ 

mÆt: Ph−¬ng ph¸p profin – M« t¶ ®Æc tr−ng ®o cña bé läc hiÖu chØnh pha]. 

3   ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa  

3.1   ThuËt ng÷ chung  

3.1.1    

Bé läc profin (profile filter)  

Bé läc t¸ch c¸c profin thµnh c¸c thµnh phÇn sãng dµi vµ sãng ng¾n (ISO 11562). 
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Chó thÝch   Cã ba bé läc ®−îc sö dông trong c¸c dông cô ®o ®é nh¸m, ®é sãng vµ profin ban ®Çu (xem H×nh 1). 

Chóng cã cïng mét ®Æc tÝnh truyÒn (sãng) ®−îc ®Þnh nghÜa trong ISO 11562 nh−ng cã ng−ìng b−íc sãng kh¸c 

nhau. 

3.1.1.1    

Bé läc profin λλλλs (λs profile filter) 

Bé läc x¸c ®Þnh chç giao nhau gi÷a c¸c thµnh phÇn ®é nh¸m vµ c¸c thµnh phÇn sãng ph¼ng ng¾n h¬n, 

cã mÆt trªn mét bÒ mÆt (xem H×nh 1). 

3.1.1.2    

Bé läc profin λλλλc (λc profile filter) 

Bé läc x¸c ®Þnh chç giao nhau gi÷a c¸c thµnh phÇn ®é nh¸m vµ c¸c thµnh phÇn ®é sãng (xem H×nh 1). 

3.1.1.3    

Bé läc profin λλλλf (λf profile filter) 

Bé läc x¸c ®Þnh chç giao nhau gi÷a c¸c thµnh phÇn ®é sãng vµ c¸c thµnh phÇn sãng ph¼ng dµi h¬n, cã 

mÆt trªn mét bÒ mÆt (xem H×nh 1). 

 

 

Chó dÉn: 

1   profin nh¸m 

2   profin ®é sãng 

X   b−íc sãng 

Y   ®Æc tÝnh truyÒn %  

Chó thÝch   C¸c phÇn c¾t kh«ng ghi trªn ký hiÖu nh¸m. 

H×nh 1 - §Æc tÝnh truyÒn cña c¸c profin ®é nh¸m vµ c¸c profin ®é sãng 
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3.1.2    

HÖ to¹ ®é (corrdinate system) 

HÖ to¹ ®é ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vÒ nh¸m bÒ mÆt. 

Chó thÝch   Th−êng dïng hÖ trôc to¹ ®é vu«ng gãc trong ®ã c¸c trôc t¹o thµnh hÖ to¹ ®é theo qui t¾c bµn tay 

ph¶i, trôc X cã ph−¬ng trïng víi ®−êng trung b×nh, trôc Y n»m trªn bÒ mÆt thùc vµ trôc Z h−íng ra ngoµi (tõ vËt 

liÖu h−íng ra m«i tr−êng xung quanh). Qui −íc nµy ®−îc sö dông cho phÇn cßn l¹i cña tiªu chuÈn nµy. 

3.1.3    

BÒ mÆt thùc (real surface) 

BÒ mÆt giíi h¹n vËt thÓ vµ t¸ch biÖt vËt thÓ víi m«i tr−êng xung quanh. 

3.1.4   

Profin bÒ mÆt (surface profile): 

Profin ®−îc t¹o thµnh do sù giao nhau gi÷a bÒ mÆt thùc víi mét mÆt ph¼ng qui ®Þnh. 

Xem H×nh 2. 

Chó thÝch   Trong thùc tÕ, th−êng chän mét mÆt ph¼ng cã mét ph¸p tuyÕn song song vÒ mÆt lý thuyÕt víi bÒ 

mÆt thùc vµ theo h−íng thÝch hîp. 

 

H×nh 2 - Profin bÒ mÆt 

Profin bÒ mÆt 
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3.1.5    

Profin ban ®Çu (primany profile) 

Xem ISO 3274. 

Chó thÝch   Profin ban ®Çu lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c th«ng sè cña profin ban ®Çu. 

3.1.6    

Profin ®é nh¸m (roughness profile): 

Profile thu ®−îc tõ profin ban ®Çu b»ng c¸ch lo¹i bá thµnh phÇn sãng dµi th«ng qua sö dông bé läc 

profin λc; profin nµy cÇn ®−îc söa ®æi. 

Xem H×nh 1. 

Chó thÝch 

1   D¶i truyÒn ®èi víi c¸c profin ®é nh¸m ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c bé läc profin λs vµ λc (xem ISO 11562: 1996, 2.6 vµ 3.2). 

2   Profin ®é nh¸m lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c th«ng sè profin ®é nh¸m. 

3   Mèi quan hÖ mÆc ®Þnh gi÷a λc vµ λs ®−îc nªu trong ISO 3274 : 1996, 4.4. 

3.1.7    

Profin ®é sãng (waviness profile) 

Profin thu ®−îc b»ng c¸c øng dông tiÕp sau cña bé läc profin λf vµ bé läc profin λc ®èi víi profin ban 

®Çu, b»ng c¸ch lo¹i bá thµnh phÇn sãng dµi nhê bé läc profin λf vµ lo¹i bá thµnh phÇn sãng ng¾n nhê 

bé läc profin λc; profin nµy cÇn ®−îc söa ®æi. 

Chó thÝch 

1   Tr−íc tiªn cÇn lÊy ra d¹ng danh nghÜa tõ profin tæng b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng nhá nhÊt thÝch hîp, 

tr−íc khi ¸p dông bé läc profin λf ®Ó t¸ch ly profin ®é sãng. §èi víi d¹ng danh nghÜa trßn, còng nªn tÝnh ®Õn b¸n 

kÝnh trong qu¸ tr×nh tèi −u ho¸ b»ng ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng nhá nhÊt vµ kh«ng gi÷ b¸n kÝnh nµy cè ®Þnh ë gi¸ 

trÞ danh nghÜa. Qui tr×nh t¸ch ly profin ®é sãng nµy x¸c ®Þnh to¸n tö ®é sãng lý t−ëng. 

2   D¶i truyÒn ®èi víi c¸c profin ®é sãng ®−îc x¸c ®Þnh bëi c¸c bé läc profin λc vµ λf (xem ISO 11562 : 1996, 2.6 vµ 3.2). 

3   Profin ®é sãng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c th«ng sè profin ®é sãng. 

3.1.8    

C¸c ®−êng trung b×nh (mean lines) 

3.1.8.1    

§−êng trung b×nh cña profin ®é nh¸m (mean line for roughness profine): 

§−êng t−¬ng øng víi thµnh phÇn profin sãng dµi ®−îc lo¹i bá b»ng bé läc profin λc.  

(xem ISO 11562 : 1996, 3.2). 

3.1.8.2    



TCVN 5120 : 2007 
 

 

 

9 

§−êng trung b×nh cña profin ®é sãng (mean line for the waviness profile) 

§−êng t−¬ng øng víi thµnh phÇn profin sãng dµi ®−îc lo¹i bá b»ng bé läc profin λf. 

(xem ISO 11562 : 1996, 3.2). 

3.1.8.3    

§−êng trung b×nh cña profin ban ®Çu (mean line for primary profile) 

§−êng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nèi c¸c ®iÓm ®−îc tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p b×nh ph−¬ng nhá nhÊt 

®Ó t¹o ra ®−êng d¹ng danh nghÜa, th«ng qua profin ban ®Çu. 

3.1.9    

ChiÒu dµi chuÈn (sampling length)  

lp, lr, lw 

ChiÒu dµi theo ph−¬ng trôc X dïng ®Ó nhËn biÕt tÝnh kh«ng theo qui luËt ®Æc tr−ng cho profin ®−îc 

®¸nh gi¸. 

Chó thÝch   ChiÒu dµi chuÈn ®èi víi c¸c profin ®é nh¸m lr vµ profin ®é sãng lw b»ng trÞ sè b−íc sãng ®Æc tr−ng 

cña c¸c bé läc profin λc vµ λf t−¬ng øng. ChiÒu dµi chuÈn ®èi víi profin ban ®Çu lp b»ng chiÒu dµi ®¸nh gi¸. 

3.1.10    

ChiÒu dµi ®¸nh gi¸ (evaluation length) 

ln 

ChiÒu dµi theo ph−¬ng trôc X dïng ®Ó ®¸nh gi¸ profin ®−îc ®¸nh gi¸. 

Chó thÝch 

1   ChiÒu dµi ®¸nh gi¸ cã thÓ chøa mét hoÆc nhiÒu chiÒu dµi chuÈn. 

2   §èi víi c¸c chiÒu dµi ®¸nh gi¸ mÆc ®Þnh, xem ISO 4288 : 1996, 4.4. ISO 4288 kh«ng ®Ò cËp ®Õn chiÒu dµi 

®¸nh gi¸ mÆc ®Þnh cho c¸c th«ng sè W. 

3.2    

ThuËt ng÷ cña c¸c th«ng sè h×nh häc (geometrical parameter terms) 

3.2.1    

Th«ng sè P (P- parameter) 

Th«ng sè ®−îc tÝnh to¸n tõ profin ban ®Çu. 

3.2.2    

Th«ng sè R (R- parameter) 

Th«ng sè ®−îc tÝnh to¸n tõ profin ®é nh¸m. 
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3.2.3    

Th«ng sè W (W- parameter) 

Th«ng sè ®−îc tÝnh to¸n tõ profin ®é sãng. 

Chó thÝch   Cã thÓ tÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®−îc ®Þnh nghÜa trong ®iÒu 4 tõ profin bÊt kú. Ch÷ c¸i viÕt hoa ®Çu 

tiªn trong ký hiÖu th«ng sè chØ ra kiÓu (lo¹i) profin ®−îc ®¸nh gi¸. VÝ dô, Ra ®−îc tÝnh to¸n tõ profin ®é nh¸m, vµ Pt 

®−îc tÝnh to¸n tõ profin ban ®Çu. 

3.2.4    

§Ønh profin (profin peak)  

PhÇn h−íng ra ngoµi (tõ vËt liÖu h−íng ra m«i tr−êng xung quanh) cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ nèi hai 

®iÓm l©n cËn nhau cña chç giao nhau gi÷a profin víi trôc X. 

3.2.5    

§¸y profin (profin valley) 

PhÇn h−íng vµo trong (tõ m«i tr−êng xung quanh h−íng vµo vËt liÖu) cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ nèi hai 

®iÓm l©n cËn nhau cña chç giao nhau gi÷a profin ®−îc ®¸nh gi¸ víi trôc X. 

3.2.6    

Sù ph©n biÖt cña chiÒu cao vµ /hoÆc kho¶ng c¸ch (height and/or spaceing discrimination) 

ChiÒu cao nhá nhÊt vµ kho¶ng c¸ch (b−íc) nhá nhÊt cña c¸c ®Ønh profin vµ c¸c ®¸y profin cña profin 

®−îc ®¸nh gi¸ cÇn ®−îc tÝnh ®Õn. 

Chó thÝch   chiÒu cao nhá nhÊt cña c¸c ®Ønh profin vµ c¸c ®¸y profin th−êng ®−îc quy ®Þnh theo phÇn tr¨m cña 

Pz, Rz, Wz  hoÆc th«ng sè biªn ®é kh¸c, vµ kho¶ng c¸nh nhá nhÊt ®−îc quy ®Þnh theo phÇn tr¨m cña chiÒu dµi 

chuÈn. 

3.2.7    

PhÇn tö profin (profile element) 

§Ønh profin vµ ®¸y profin liÒn kÒ nhau. 

Xem H×nh 3. 

Chó thÝch   PhÇn d−¬ng hoÆc ©m cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ t¹i ®iÓm b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc cña chiÒu dµi chuÈn 

lu«n ®−îc xem lµ ®Ønh profin hoÆc ®¸y profin. Khi x¸c ®Þnh mét sè phÇn tö profin trªn nhiÒu chiÒu dµi chuÈn th× 

c¸c ®Ønh vµ ®¸y cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ t¹i ®iÓm b¾t ®Çu hoÆc kÕt thóc cña mçi chiÒu dµi chuÈn chØ ®−îc tÝnh 

®Õn mét lÇn t¹i ®iÓm b¾t ®Çu cña mçi chiÒu dµi chuÈn. 

3.2.8    

Gi¸ trÞ tung ®é (ordinate value)  

Z(x)  

ChiÒu cao cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ t¹i vÞ trÝ x bÊt kú. 
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Chó thÝch  ChiÒu cao ®−îc xem lµ ©m nÕu tung ®é n»m d−íi trôc X, vµ d−¬ng trong tr−êng hîp ng−îc l¹i. 

                       

H×nh 3 - PhÇn tö profin 

 

3.2.9    

§é dèc côc bé (local slope)  

dX

dZ
 

§é dèc cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ t¹i vÞ trÝ xi 

Xem H×nh 4. 

Chó thÝch  

1.   TrÞ sè cña ®é dèc côc bé vµ c¸c th«ng sè P∆q, R∆q vµ W∆q phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch tung ®é ∆X. 

2.   C«ng thøc ®Ó ®¸nh gi¸ ®é dèc côc bé lµ 

)945459(
60

1
321123 −−−+++ −+−+−

∆
= iiiiii

i zzzzzz
Xdx

dz
 

Nªn sö dông c«ng thøc trªn cho kho¶ng c¸ch chuÈn ®−îc nªu trong ISO 3274 ®èi víi bé läc ®−îc sö dông, ë ®©y 

zi lµ chiÒu cao cña ®iÓm thø i vµ ∆X lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm l©n cËn nhau cña profin. 

 

H×nh 4 - §é dèc côc bé 

§−êng trung b×nh 
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3.2.10    

ChiÒu cao cña ®Ønh profin (profile peak height)  

Zp  

Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc X vµ ®iÓm cao nhÊt cña ®Ønh profin. 

Xem H×nh 3. 

3.2.11    

ChiÒu s©u cña ®¸y profin (profile valley depth)  

Zv  

Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc X vµ ®iÓm thÊp nhÊt cña ®¸y profin. 

Xem H×nh 3. 

3.2.12    

ChiÒu cao cña phÇn tö profin (profile element height)  

Zt 

Tæng chiÒu cao cña ®Ønh vµ chiÒu s©u cña ®¸y cña mét phÇn tö profin. 

Xem H×nh 3. 

3.2.13    

ChiÒu réng cña phÇn tö profin (profile element width)  

Xs 

ChiÒu dµi cña ®o¹n trôc X giao nhau víi phÇn tö profin. 

Xem H×nh 3. 

3.2.14    

ChiÒu dµi vËt liÖu cña profin ë møc c (material length of profile at the level c)  

Ml(c)  

Tæng c¸c chiÒu dµi tiÕt diÖn thu ®−îc, giao nhau víi phÇn tö profin b»ng mét ®−êng song song víi trôc 

X  ë møc c ®· cho. 

Xem H×nh 5. 

 



TCVN 5120 : 2007 
 

 

 

13 

 

                                                     H×nh 5 - ChiÒu dµi vËt liÖu 

 

4   §Þnh nghÜa cho c¸c th«ng sè bÒ mÆt cña profin (surface profile parameter definitions) 

4.1    

C¸c th«ng sè biªn ®é (®Ønh vµ ®¸y) [amplitude parameters (peak and valley)] 

4.1.1    

ChiÒu cao lín nhÊt cña ®Ønh profin (maximum profile peak height)  

Pp, Rp, Wp  

ChiÒu cao lín nhÊt cña ®Ønh profin Zp trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn. 

Xem H×nh 6. 

 

 

ChiÒu dµi chuÈn 

ChiÒu dµi chuÈn 

H×nh 6 - ChiÒu cao lín nhÊt cña ®Ønh profin (vÝ dô cña profin ®é nh¸m) 
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4.1.2    

ChiÒu s©u lín nhÊt cña ®¸y profin (maximum profile valley depth) 

Pv, Rv, Wv  

ChiÒu s©u lín nhÊt cña ®¸y profin trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn. 

Xem H×nh 7. 

 

H×nh 7 - ChiÒu s©u lín nhÊt cña ®¸y profin (vÝ dô vÒ profin ®é nh¸m) 

 

4.1.3    

ChiÒu cao lín nhÊt cña profin (maximum height of profile)  

Pz, Rz, Wz  

Tæng cña chiÒu cao lín nhÊt cña ®Ønh profin Zp vµ chiÒu s©u lín nhÊt cña ®¸y profin Zv trong ph¹m vi 

chiÒu dµi chuÈn. 

Xem H×nh 8. 

Chó thÝch  Trong ISO 4287-1 : 1984, ký hiÖu Rz ®· ®−îc dïng ®Ó chØ "chiÒu cao nhÊp nh« theo m−êi ®iÓm". 

Trong mét sè quèc gia, ®ang sö dông c¸c dông cô ®o ®é nh¸m bÒ mÆt ®Ó ®o th«ng tin cò Rz. Do ®ã cÇn ph¶i chó 

ý khi sö dông c¸c tµi liÖu kü thuËt vµ b¶n vÏ hiÖn cã bëi v× sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c kÕt qu¶ nhËn ®−îc víi c¸c lo¹i 

dông cô kh¸c nhau th−êng kh«ng ph¶i lµ nhá mét c¸ch kh«ng ®¸ng kÓ. 

4.1.4    

ChiÒu cao trung b×nh cña c¸c  phÇn tö profin (mean height of profile elements) 

Pc, Rc, Wc  

Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c chiÒu cao cña c¸c phÇn tö profin Zt  trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn. 

ChiÒu dµi chuÈn 
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Xem H×nh 9. 

Chó thÝch   C¸c th«ng sè Pc, Rc, Wc yªu cÇu cã sù ph©n biÖt cña chiÒu cao vµ kho¶ng c¸ch. NÕu kh«ng cã qui 

®Þnh nµo kh¸c, sù ph©n biÖt chiÒu cao mÆc ®Þnh ph¶i lµ 10 % cña Pz, Rz, Wz vµ sù ph©n biÖt kho¶ng c¸ch mÆc 

®Þnh ph¶i lµ 1 % chiÒu dµi chuÈn. Ph¶i ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn nµy. 

 

 

H×nh 8 - ChiÒu cao lín nhÊt cña profin (vÝ dô vÒ profin ®é nh¸m) 

 

4.1.5    

ChiÒu cao tæng cña profin (total height of profile)  

Pt, Rt, Wt 

Tæng cña chiÒu cao lín nhÊt cña ®Ønh profin Zp vµ chiÒu s©u lín nhÊt cña ®¸y profin Zv trong ph¹m vi 

chiÒu dµi ®¸nh gi¸. 

Chó thÝch  

1   V× Pt, Rt, Wt ®−îc x¸c ®Þnh trªn chiÒu dµi ®¸nh gi¸ mµ kh«ng ph¶i trªn chiÒu dµi chuÈn cho nªn quan hÖ sau 

®©y lu«n lu«n ®−îc tu©n thñ ®èi víi mäi profin 

Pt ≥ Pz, Rt ≥ Rz, Wt ≥ Wz 

2   Trong tr−êng hîp mÆc ®Þnh, Pz b»ng Pt. Khi ®ã nªn sö dông Pt. 

ChiÒu dµi chuÈn 
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H×nh 9 - ChiÒu cao cña c¸c phÇn tö profin (vÝ dô vÒ profin ®é nh¸m) 

 

4.2    

C¸c th«ng sè biªn ®é (gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c tung ®é) [amplitude parameters (average of ordinates)] 

4.2.1    

Sai lÖch trung b×nh céng cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ (arithmentical mean deviation of the assessed 

profile) 

Pa, Ra, Wa 

Trung b×nh céng cña c¸c gi¸ trÞ tung ®é tuyÖt ®èi Z(x) trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn 

  dxxZ
l

WaRaPa

l

∫=
0

)(
1

,,  

víi l  = lp, lr hoÆc lw cho tõng tr−êng hîp. 

4.2.2   

Sai lÖch qu©n ph−¬ng cho profin ®−îc ®¸nh gi¸ (root mean square deviation of the assessed profile) 

Pq, Rq, Wq  

Gi¸ trÞ qu©n ph−¬ng cña c¸c gi¸ trÞ tung ®é Z(x) trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn 

  ∫=
l

dxxZ
l

WqRqPq

0

2 )(
1

,,  

víi l = lp, lr hoÆc lw cho tõng tr−êng hîp. 

ChiÒu dµi chuÈn 
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4.2.3    

§é nghiªng (kh«ng ®èi xøng) cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ (skewness of the assessed profile)  

Psk, Rsk, Wsk  

Th−¬ng sè cña gi¸ trÞ trung b×nh cña lËp ph−¬ng c¸c gi¸ trÞ tung ®é Z(x) vµ lËp ph−¬ng cña Pq, Rq hoÆc 

Wq t−¬ng øng trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn. 












= ∫

lr

dxxZ
lrRq

Rsk

0

3
3

)(
11

 

Chó thÝch  

1   Ph−¬ng tr×nh trªn x¸c ®Þnh Rsk, Psk vµ Wsk còng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸ch t−¬ng tù. 

2   Psk, Rsk vµ Wsk lµ c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ ®é kh«ng ®èi xøng cña hµm mËt ®é x¸c suÊt (®−êng cong ph©n 

bè) cña c¸c gi¸ trÞ tung ®é. 

3   C¸c th«ng sè nµy chÞu ¶nh h−ëng lín cña c¸c ®Ønh vµ ®¸y riªng lÎ. 

4.2.4    

§é dÑt cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ (kurtosis of the assessed profile)  

Pku, Rku, Wku 

Th−¬ng sè cña gi¸ trÞ trung b×nh cña luü thõa bèn c¸c gi¸ trÞ tung ®é Z(x) vµ luü thõa bèn cña Pq, Rq 

hoÆc Wq t−¬ng øng trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn. 

  











= ∫

lr

dxxZ
lrRq

Rku

0

4
4

)(
11

 

Chó thÝch 

1   Ph−¬ng tr×nh trªn x¸c ®Þnh Rku, Pku hoÆc Wku còng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸ch t−¬ng tù. 

2   Pku, Rku vµ Wku lµ c¸c tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ ®é nhän cña hµm mËt ®é x¸c suÊt (®−êng cong ph©n bè cña 

c¸c gi¸ trÞ tung ®é). 

3   C¸c th«ng sè nµy chÞu ¶nh h−ëng lín cña c¸c ®Ønh vµ ®¸y riªng lÎ. 

4.3    

C¸c th«ng sè kho¶ng c¸ch  (spacing parameters) 

4.3.1   

ChiÒu réng trung b×nh cña phÇn tö profin (mean width of the profile elements) 

PSm, RSm, WSm  

Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c chiÒu réng phÇn tö profin Xs trong ph¹m vÞ chiÒu dµi chuÈn. 

  ∑
=

=
m

i

iXs
m

WSmRSmPSm
1

1
,,  
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Xem H×nh 10. 

Chó thÝch   C¸c th«ng sè PSm, RSm, WSm yªu cÇu cã sù ph©n biÖt cña chiÒu cao vµ kho¶ng c¸ch. NÕu kh«ng 

cã quy ®Þnh nµo kh¸c, sù ph©n biÖt cña chiÒu cao mÆc ®Þnh ph¶i lµ 10 % cña Pz, Rz, Wz vµ sù ph©n biÖt kho¶ng 

c¸ch mÆc ®Þnh ph¶i lµ 1 % chiÒu dµi chuÈn. Ph¶i ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn nµy. 

 

H×nh 10 - ChiÒu réng cña c¸c phÇn tö profin 

 

4.4    

C¸c th«ng sè (lai)  (hybrid parameters) 

4.4.1    

§é dèc qu©n ph−¬ng cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ (root mean square slope of the assessed profile) 

P∆q, R∆q, W∆q  

Gi¸ trÞ qu©n ph−¬ng cña c¸c ®é dèc tung ®é dZ/dX trong ph¹m vi chiÒu dµi chuÈn. 

4.5    

C¸c ®−êng cong vµ c¸c th«ng sè cã liªn quan (curves and related parameters) 

Chó thÝch   TÊt c¶ c¸c ®−êng cong vµ c¸c th«ng sè cã liªn quan ®−îc x¸c ®Þnh trªn chiÒu dµi ®¸nh gi¸ mµ 

kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh trªn chiÒu dµi chuÈn, bëi v× trªn chiÒu dµi ®¸nh gi¸, c¸c ®−êng cong vµ c¸c th«ng sè cã liªn 

quan ®¹t ®−îc tÝnh æn ®Þnh h¬n. 

 

 

ChiÒu dµi chuÈn 
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4.5.1    

Tû sè vËt liÖu cña profin (matirial ratio of the profile) 

Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c)  

Tû sè cña chiÒu dµi vËt liÖu c¸c phÇn tö profin Ml(c) ë møc c ®· cho vµ chiÒu dµi ®¸nh gi¸ 

                   Pmr(c), Rmr(c), Wmr(c) = 
ln

cMl )(
 

4.5.2    

§−êng cong tû sè vËt liÖu cña profin (material ratio curve of the profile) 

(§−êng cong Abbott - Firestone) 

§−êng cong biÓu thÞ tû sè vËt liÖu cña profin nh− lµ mét hµm sè cña møc. 

Xem H×nh 11. 

Chó thÝch   §−êng cong nµy cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch nh− lµ mét hµm ph©n bè cña gi¸ trÞ tung ®é Z(x) trong ph¹m 

vi chiÒu dµi ®¸nh gi¸. 

 

H×nh 11 - §−êng cong tû sè vËt liÖu 

 

4.5.3    

Chªnh lÖch chiÒu cao cña tiÕt diÖn profin (profile section height difference) 

Pδc, Rδc, Wδc 

Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng gi÷a hai møc tiÕt diÖn cña tû sè vËt liÖu ®· cho 

       Rδc = C(Rmr1) − C(Rmr2); (Rmr1 < Rmr2). 

Chó thÝch   Ph−¬ng tr×nh trªn x¸c ®Þnh Rδc, Pδc vµ Wδc còng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸ch t−¬ng tù. 

 

ChiÒu dµi ®¸nh gi¸ 

§−êng trung b×nh
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4.5.4    

Tû sè vËt liÖu t−¬ng ®èi (relative material ratio)  

Pmr, Rmr, Wmr 

Tû sè vËt liÖu ®−îc x¸c ®Þnh ë møc tiÕt diÖn profin Rδc cã liªn quan víi chuÈn CO. 

       Pmr, Rmr, Wmr = Pmr, Rmr, Wmr (C1) 

trong ®ã  

     C1 = C0 - Rδc (hoÆc Pδc hoÆc Wδc) 

     C0 = C(Pmr0, Rmr0, Wmr0) 

Xem H×nh 12. 

 

H×nh 12 - Sù c¸ch biÖt cña møc tiÕt diÖn profin (tû sè vËt liÖu t−¬ng ®èi) 

 

4.5.5    

§−êng cong biªn ®é cña chiÒu cao profin (profile height amplitude curve) 

§−êng cong ph©n bè c¸c tung ®é Z(x) trong ph¹m vi chiÒu dµi ®¸nh gi¸. 

Xem H×nh 13. 

Chó thÝch    C¸c th«ng sè ®−êng cong biªn ®é chiÒu cao cña profin ®−îc giíi thiÖu trong 4.2 
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H×nh 13 - §−êng cong ph©n bè biªn ®é cña chiÒu cao profin 

 

 

 

 

 

 

ChiÒu dµi ®¸nh gi¸ Ph©n bè biªn ®é 

      §−êng trung b×nh 
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Phô lôc A 

(quy ®Þnh) 

 

§Ó dÔ dµng cho viÖc ký hiÖu c¸c th«ng sè khi so¹n th¶o v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh, cho phÐp sö dông c¸c 

ký hiÖu t−¬ng ®−¬ng ®−îc giíi thiÖu trong B¶ng. 

Ký hiÖu th«ng sè Ký hiÖu t−¬ng ®−¬ng 

P∆q Pdq 

R∆q Rdq 

W∆q Wdq 

Pδc Pdc 

Rδc Rdc 

Wδc Wdc 

δs Ls 

δc Lc 

δf Lf 
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Phô lôc B 

(tham kh¶o) 

 

BiÓu ®å tiÕn ®é ®¸nh gi¸ bÒ mÆt 

 

 
 

H×nh B.1 
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Phô lôc C 

(tham kh¶o) 

 

So s¸nh c¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n vµ c¸c ký hiÖu th«ng sè gi÷a  

ISO 4287 : 1984 vµ ISO 4287 : 1997 (TCVN 5120 : 2007) 

 

B¶ng C.1 - C¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n 

§iÒu trong lÇn 
xuÊt b¶n 1997 

ThuËt ng÷ c¬ b¶n, lÇn xuÊt b¶n 1997 
TCVN 5120 : 2007 

LÇn xuÊt b¶n 1984 
TCVN 5120 : 2007 

LÇn xuÊt b¶n 1997 
TCVN 5120 : 2007 

3.1.9 ChiÒu dµi chuÈn l lp, lw, lr 1) 

3.1.10 ChiÒu dµi ®¸nh gi¸ ln ln 

3.2.8 Gi¸ trÞ tung ®é y Z(x) 

3.2.9 §é dèc côc bé − 
dX
dZ

 

3.2.10 ChiÒu cao ®Ønh profin yp Zp 

3.2.11 ChiÒu s©u ®¸y profin yv Zv 

3.2.12 ChiÒu cao cña phÇn tö profin − Zt 

3.2.13 ChiÒu réng cña phÇn tö profin c − Xs 

3.2.14 ChiÒu dµi vËt liÖu cña profin ë møc c ηp Ml(c) 

1)  C¸c chiÒu dµi chuÈn ®èi víi ba profin kh¸c nhau ®−îc gäi tªn lµ lp (profin ban ®Çu), lw (profin ®é sãng), lr 

(profin ®é nh¸m). 
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B¶ng C.2 - C¸c th«ng sè cña nh¸m bÒ mÆt 

§−îc x¸c ®Þnh trong §iÒu trong 
lÇn xuÊt b¶n 

1997  

 

C¸c th«ng sè, lÇn xuÊt b¶n 1997 

LÇn 
xuÊt   
b¶n  
1984 

LÇn xuÊt 
b¶n 1997 

(TCVN 5120 
: 2007) 

ChiÒu dµi 
®¸nh gi¸ 

ln 

ChiÒu dµi 
chuÈn 1) 

4.1.1 ChiÒu cao lín nhÊt cña ®Ønh profin Rp Rp 2)  × 

4.1.2 ChiÒu s©u lín nhÊt cña ®¸y profin Rm Rv 2)  × 

4.1.3 ChiÒu cao lín nhÊt cña profin Ry Rz 2)  × 

4.1.4 ChiÒu cao trung b×nh cña profin Rc Rc 2)  × 

4.1.5 ChiÒu cao tæng cña profin − Rt 2) ×  

4.2.1 Sai lÖch trung b×nh céng cña profin 

®−îc ®¸nh gi¸ 

Ra Ra 2)  × 

4.2.2 Sai lÖch qu©n ph−¬ng cña profin 

®−îc ®¸nh gi¸ 

Rq Rq 2)  × 

4.2.3 §é nghiªng cña profin ®−îc ®¸nh gi¸ Sk Rsm 2)  × 

4.2.4 §é dÑt cña profin ®−îc ®¸nh gi¸  − Rku 2)  × 

4.3.1 ChiÒu réng trung b×nh cña phÇn tö 

profin 

Sm RSm 2)  × 

4.4.1 §é dèc qu©n ph−¬ng cña profin 

®−îc ®¸nh gi¸ 

∆q R∆q 2)  × 

4.5.1 Tû sè vËt liÖu cña profin  Rmr(c) ×  

4.5.3 Chªnh lÖch chiÒu cao cña tiÕt diÖn  

profin 

− Rδc 2) ×  

4.5.4 Tû sè vËt liÖu t−¬ng ®èi tp Rmr 2) ×  

− ChiÒu cao m−êi ®iÓm (®−îc lo¹i bá 

khái th«ng sè ISO) 

Rz −    

1)   ChiÒu dµi chuÈn nµy lµ lr, lw vµ lp t−¬ng øng víi c¸c th«ng sè R, W vµ P; lp b»ng ln 

2)  C¸c th«ng sè ®−îc x¸c ®Þnh cho ba profin: profin ban ®Çu, profin ®é sãng vµ profin ®é nh¸m. ChØ cã c¸c 

th«ng sè profin ®é nh¸m ®−îc chØ dÉn trong b¶ng. VÝ dô: ba th«ng sè ®−îc viÕt Pa (profin ban ®Çu), Wa 

(profin ®é sãng) vµ Ra (profin ®é nh¸m). 



TCVN 5120 : 2007 
 

 

 

26 

Phô lôc D 

(tham kh¶o) 

Quan hÖ víi ma trËn GPS 

 

 

§Ó biÕt ®−îc ®Çy ®ñ néi dung cña ma trËn GPS, xem ISO/TR 14638. 

D.1   Th«ng tin vµ c¸ch sö dông tiªu chuÈn nµy  

Tiªu chuÈn TCVN 5120 : 2007 lµ tµi liÖu quan träng ®−îc biªn so¹n l¹i tõ c¸c tiªu chuÈn ISO 4287, ISO 

11562 vµ ISO 3274. Ngoµi ra, tiªu chuÈn ®· ®−îc bæ sung thªm c¸c ®Þnh nghÜa vÒ profin ®é sãng, 

profin ban ®Çu vµ c¸c th«ng sè cña chóng mét c¸ch thÝch hîp. 

D.2   VÞ trÝ trong ma trËn GPS 

Tiªu chuÈn nµy lµ mét tiªu chuÈn chung vÒ GPS, cã ¶nh h−ëng tíi hai m¾t xÝch trong chuçi c¸c tiªu 

chuÈn vÒ profin ®é nh¸m, profin ®é sãng vµ profin ban ®Çu trong ma trËn chung vÒ GPS ®−îc minh ho¹ 

b»ng biÓu ®å trªn H×nh D.1.  

D.3   C¸c tiªu chuÈn quèc tÕ cã liªn quan  

C¸c tiªu chuÈn quèc tÕ cã liªn quan lµ c¸c tiªu chuÈn trong chuçi c¸c tiªu chuÈn ®−îc chØ dÉn trªn 

H×nh D.1. 
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C¸c tiªu chuÈn GPS toµn cÇu 

 

Ma trËn GPS chung 

Sè m¾t xÝch 1 2 3 4 5 6 

KÝch th−íc       

Kho¶ng c¸ch       

B¸n kÝnh       

Gãc       

D¹ng cña ®−êng ®éc lËp víi chuÈn       

D¹ng cña ®−êng phô thuéc vµo chuÈn       

D¹ng bÒ mÆt ®éc lËp víi chuÈn       

D¹ng bÒ mÆt phô thuéc vµo chuÈn       

H−íng       

VÞ trÝ       

§é ®¶o theo vßng trßn       

§é ®¶o tæng       

Profin chuÈn       

Profin ®é nh¸m       

Profin ®é sãng       

Profin ban ®Çu       

KhuyÕt tËt bÒ mÆt       

 

C¸c 

tiªu 

chuÈn 

GPS 

c¬ 

b¶n 

 

C¹nh       

 

H×nh D.1 
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Phô lôc E 

(tham kh¶o) 

 

Th− môc tµi liÖu tham kh¶o 

 

[1]   ISO/TR 14638 : 1995, Geometrical Product Specification (GPS) – Masterplan (§Æc tÝnh h×nh häc 

cña s¶n phÈm - S¬ ®å chÝnh). 

[2]   VIM : 1993, International vocabulary of basic and general tems in metrology BIPM, IEC, IFCC, ISO,  

IUPAC, IUPAP, OIML (Tõ vùng quèc tÕ cña c¸c thuËt ng÷ c¬ b¶n vµ thuËt ng÷ chung vÒ ®o l−êng 

BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML). 

 

_______________________ 
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